



The Beheavior of KCI powder in Crnpression 
Tetsuro NAKATAO， Katsushi SAKATE， Kaoru SANO 
(Received Apr. 15， 1972) 
KCl tablet crystal is obtained when dried powder is compressed. Writers 
observed the etched surface of the tablet crystal in order to study 
deformation and fracture of the partic1e and the followings are obtaied. 
(1) A new etching method is tested， with which various shapes of etched 
patterns and the grain boundary can be c1early observed. (2) Three types 
of the simple model of deformation and fracture are discussed and it is found 
that the model is wel1 fit to simple beheavior of the partic1e in compressing 
process. (3) Introducing new three shape parameters (linear， 'curvilinear 
and zigzag) for two crystals， direct neighbour to the grain boundary， various 























































Sx: Et陥nolwith x% of H20. 
A : Amile acetate. 
T : H20saturated with ~α，向α2 and KN臼.
Fig. 1 Block diagram for etching pr.∞倒S
(i) 機械研磨
研磨機の概要は Fig.2 (a)， (b)に示す容器Tの底
部に研磨板Bを取りつけ、エッチング液(後述〉を入
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に，金属Mの塩化物を飽和させた So液でコ γ トラス
Table 1 Contrast estimation by MC12-saturated 
solution 
{~…r o Clear d lndistinct¥y 
X Useless 
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おり， Ec型の場合は斜交系となるので， 前者を D1
型，後者を D2型と呼べば次の諸傾向がみられる。
(i) 隣接する 2つの grainのエッチ像が D1型と
D1型の組合せの場合には観察される境界線の形は直
線状になっている場合が非常に多い。
























L1粒子，粒子 a2 も D1L1粒子であり，したがって
同表からすれば境界線は直線状になるO 写真でも実さ
いに直線状になっている。同図(b)のCDの境界線では





曲線になっているO 同図(c)の FGでは Clは D1Ll 







Table 2 Shape parameters of grain boundョries
一一一一一一一 01 02A 028 
Etched patterns くミ d く〉 、ぐて
一一一 一 一Gra i n boundary 
Li near Ll 。=00 θ=00 一
Curvilinear L2 9=200 。=450 8=900 
芸
怠 Zigzag L3 8 =450 θ=900 。=0-600
187 
( a) (b) ( c ) ‘田園田園田園園田園.o.02mm 
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